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Röhrenhaube und Röntgenröhre

Keramik-Röhre
Röhrenhaube



Streuung von Röntgenstrahlen
(Gas, Flüssigkeit, Glas, Einkristall/Kristallpulver)

Fouriertransformierte
 

der Elektronendichteverteilung
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Streuung an einer amorphen Probe
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keine Fernordnung, aber Nahordnung 
(z.B. Flüssigkeiten, Gläser) ⇒ Modulation
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⇒ radiale Verteilungsfunktion
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keine Fernordnung, keine Nahordnung 
(monoatomares Gas, z.B. He) ⇒ monotoner Abfall

f = Streulänge der Atome N
⇒ ???



Streuung an einer kristallinen Probe

I(θ)
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n·λ
 

= 2d sinθ
 (Bragg-Gleichung)
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Kristallpulver Einkristall
Orientierung statistisch, λ fest Orientierung oder λ variabel
⇒ Interferenzkegel ⇒ Interferenzpunkte (Reflexe)

Debye-Scherrer-Diagramm Präzessions-Diagramm
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Bragg-Gleichung:  n·λ
 

= 2d·sinθ
 

bzw. λ
 

= 2dhkl

 

·sinθhkl

Die von einem Kristall gestreute Röntgenstrahlung wird nur für
 die Strahlen nicht vollständig ausgelöscht, die „in Phase“

 
sind.
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In einer
 

Pulverprobe
 

sind
 

die Kristallite
 

statistisch
 

(random) orientiert. 

Eine
 

Pulverprobe
 

liefert
 

daher
 

für
 

jede
 

Netzebenenschar
 

hkl
 

je
 

einen
 Diffraktionskegel

 
mit

 
hoher

 
Streuintensität.
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Debye-Scherrer-Geometrie
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Bragg-Brentano-Geometrie
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Bragg-Brentano-Geometrie
Strahlengang
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Bragg-Brentano-Geometrie

Standardmessung (Korund-Plättchen)

Korund - Type: 2Th/Th locked - Step: 0.013 ° - Step time: 0. s
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• D8 ADVANCE, 
• Cu-Strahlung,           

40 kV, 40 mA
• Schrittweite:   0,013°
• Zeit pro Schritt:     

0,02 sec
• Geschwindigkeit:   

39°/ Minute
• Totale Messzeit:    

3:05 Minuten
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Bragg-Brentano-Geometrie

agbehenate  0.1dg divergence 2.3 soller 1-3mm slits ni filt - Type: 2Th/Th locked - Start: 0.500 ° - End: 19.998 ° - Step: 0.007 ° -
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D8 ADVANCE,
Cu-Strahlung,            
40kV / 40 mA
Divergenzblende: 0,1°
Schrittweite: 0.007°
Zählzeit/Schritt: 0.1 sec
Geschwindigkeit: 
4.2°/Minute
Gesamtmesszeit:       
3:35 Minuten

Kleinwinkelmessung mit Silber-Behenate (CH3 (CH2 )20 -COOAg)
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Quantitative Phasenanalyse von Zement
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Quantitative Phasenanalyse von Zement
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Beziehungen zwischen dhkl

 

und den Gitterkonstanten a, b, c, α, β, γ
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